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Abstract

Patent rights, which form a basis in achieving a new technological development
by researching and improving the current technology, make a great contribution to the
economy of a country in respect to the application of innovations and inventions to the
industry. This study aims at analyzing the importance of patent rights for the economic
growth of Turkey and contributing the economic policies that will be established in this
direction. In this context, the patent expenses of Turkey between the dates 1990:1-2010:4
and economic growth variables are analyzed by various methods (by Granger cointegration
models and scale). The results show a uni-directional relationship between patent expenses
and economic growth.
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Cointegration.
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Ozet

Mevcut teknolojiyi arastirip, gelistirerek yeni bir teknolojik geligmenin
yakalanmasinda temel teskil eden patent haklari; yeniliklerin ve yeni buluslarin sanayide
uygulanmasi agisindan iilke ekonomisinin gelismesine 6nemli katkida bulunmaktadir. Bu
calisma ile lilkemiz 6znelinde patent haklarinin ekonomik biiyiime {izerindeki etkisinin
analiz edilmesi ve bu dogrultuda olusturulacak ekonomik politikalara katkida bulunulmasi
amacglanmigtir. Bu kapsamda, Tirkiye’nin 1990:1-2010:4 yillarimi kapsayan dénemine
iliskin patent harcamalar1 ve ekonomik biiylime degiskenleri cesitli yontemler ile
(nedensellik ve es-biitiinlesme gibi) analiz edilmistir. Elde edilen sonuglar patent
harcamalari ve ekonomik biiyiime arasinda tek yonlii bir nedensellik iligkisini
gostermektedir.

Anahtar Sozciikler . Patent Harcamalari, Iktisadi Biiyiime, Granger
Nedensellik.
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1. Giris

Bugiin kar marjlarinin artmasma paralel olarak taklit¢iligin yayginlagsmasi
gelismis iilkeleri bu tiir ihlalleri engellemek adina fikri miilkiyete konu olan buluslari,
Ozgilin tasarimlari, markalari, yazilimlari, sinema ve miizik, ilim ve edebiyat eserlerini
uluslararasi boyutta korumak i¢in bir takim anlagmalara taraf olmaya itmektedir. Bu
amagla, uluslararas1 rekabetin korunmasi ve giiglendirilmesi amaciyla patent haklarinin
giivence altina alinmasi, yenilik¢iligi ve gelisim hizinin artirilmasi énem arz etmektedir.
Fikri miilkiyet haklar1 fikri tiretimi 6zendirmeyi amaglarken ekonomik, sosyal ve kiiltiirel
ilerlemeyi de tesis etmek amaci tagimaktadir. Boylece, etkin bir fikri miilkiyet korumasinin
varligi, arastirma—gelistirme yatirnmina tesvik, yenicilikgiligi 6zendirmek ve yabanci
sermayeyi cekebilmek igin gerekli olan sartlardan biridir (Avrupa Birligi ve Saglk
Bakanligi Uyum Caligmalari, 2010). Bir fikrin Ar&Ge ve yenilik c¢aligmalariyla
desteklenerek patentinin alinmasina iliskin siire¢ Sekil: 1 ile gosterilmistir.

Sekil: 1
Patent’in Ortaya Cikis Siireci

Fikir

Ar-Ge

A

Yenilik

Patent

Kaynak: Ahmet Ayhan, 2002: 264.

Yeni fikirlerin patent ile korunmasina iliskin yasal diizenlemelerin ilki 1474
yilinda Venedik'te uygulanan patent kanunudur (Giiger, 2005). Diinyada ilk patent 1552
yilinda Ingiltere’de “boyali cam pencerelerinin iiretim sekli” igin verilmistir. Bundan sonra
1624 yilinda yine Ingiltere'de, 1790 yilinda ABD’de, 1791 yilinda Fransa’da, 1877 yilinda
Almanya’da ve 1879 yilinda Osmanli imparatorlugu’nda yiiriirliige giren patent kanunlari,
Diinyada patent sistemine iliskin yasal uygulamalarin ilk Srneklerini teskil etmektedir
(Yalginer, 2004).
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Uluslararas: ticaretin yayginlasmasiyla fikirlerin taninmasi, bulus sahibinin
odiillendirilmesi, yenililik faaliyetlerinin 6zendirilmesi ve Ar&Ge sonuglarina dayanarak
teknik bilginin yayginlasmaya baslamasi sonucu ortaya ¢ikan patent kanunlari, ‘“Patent
Isbirligi Anlasmas1” (1970) ve hemen ardindan “Avrupa Patent Anlasmasi” (1973) gibi
yeni olusumlarla iilkesel sinirlar1 asmis ve uluslararasi bir boyut kazanmistir. Ulkemizde
ise patent sisteminin temeli 23 Mart 1879 tarihinde Paris Anlasmasi ilel atilmustir. flk
iiyeligimiz 1925 tarihinde gergeklesmis ve son olarak katilim tarihimiz ise 01.02.1995tir
(Soyak, 2005).

Bilgi ¢aginin en O&nemli unsurlarindan biri bilgidir. Bilgiyi koruyucu
diizenlemelere gidilmesi, fikri ve smai miilkiyet hukuku ile saglanmistir. Fikri ve sinai
miilkiyet kavrami; patentler, faydali modeller, markalar, endiistriyel tasarimlar, fikir ve
sanat eserleri, cografi isaretler, ticaret unvanlari, firma adlari ve hatta gizli bilgileri
kapsayacak kadar genis bir anlama sahiptir. Diinya Ticaret Orgiitiinii kuran 1995 tarihli
“Ticaretle Baglantili Fikri Miilkiyet Haklar1 Anlagmas1” (TRIPS), -ekonomideki payima
bagli olarak- 6zgiin fikirleri, fikri ve sinal miilkiyet hakki kapsaminda hukuki koruma
alta alan temel bir anlasmadir. Ulkemizde fikri ve smnai miilkiyet haklarinin korunmasi
acisindan AB Ortaklik Konseyi’nin 1/95 sayili Karar1 6nemli bir kilometre tagidir (Soyak,
2005).

Ihtira Berat: Kanunu ile 1879 tarihinde iilkemizde uygulanmaya baslayan patent
korumasi, 1995 yilina kadar ayni sekilde devam etmistir. 116 yil boyunca uygulanan bu
patent kanunlarindan sonra, nihayet 1995 yili itibariyle modern bir patent sistemine
gecilmistir. Diinyada ise ABD, Ingiltere, Fransa, Rusya ve Japonya gibi gelismis iilkeler
patent korumasina iligkin hukuk sistemlerini 1800’1l yillarinda olusturmuslardir. Patent
iilke ekonomisinin geligmesine katkida bulunan oOnemli &gelerden biridir (Acar ve
Yegenoglu, 2004).

Yeniliklerin ve yeni buluslarin sanayide uygulanmasi iilke ekonomisinin
gelismesinde Onemli bir rol oynamaktadir. Bulus sahibinin d&diillendirilmesi ve
Ozendirilmesi 6nemli olmakla birlikte Oncelikle dogru isleyen bir patent sisteminin
olusturulmas: gerekmektedir. Bulus sahibinin bulusu karsiliginda s6z konusu {iriinii
iiretmeye, satmaya ve kullandirmaya belirli bir siire ayricalik veren uygulamalar, bugiin
¢ogu iilke tarafindan kabul edilmektedir. Dolayisiyla bir bulusun, bir yeniligin bulus
sahibinin rizas1 ve izni diginda diger kisiler tarafindan kullanilmamasini saglamak, o
yenilik i¢gin patent bagvurusu yapilmasinin sebebidir (Abacioglu ve Dikmen, 2005).

I “paris Anlasmast”, Sinai Miilkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarasi Bir Ittihat [hdas Edilmesine Dair 20

Mart 1883 tarihli bir mukavele olup sinai veya ticari faaliyette bulunan gercek veya tiizel kisilerin fikri
miilkiyetlerinin korumasi amagh yapilan bir sozlesmedir.
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Patent sistemi bulusa dayanmaktadir. Bulug adindan da anlasilacagi iizere
bulmayla ilgili bir kavram olmakla birlikte esas olarak dogada mevcut olan teknik ya da bir
kuralin ortaya ¢ikmasidir. Bulug “tarim dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorununun
¢ozlimii” olarak ifade edilmektedir(Abacioglu ve Dikmen, 2005).

Buluglarin patent verilerek korunmasindaki esas amag, bulus faaliyetlerini
O0zendirmek ve buluslarla elde edilen teknik ¢oziimlerin sanayiye intikalini ve
uygulanmasii saglamak, buluslarin bagkalar1 tarafindan 6grenilerek gelistirilebilmesine
olanak yaratmaktir (Yalginer, 2004).

Buluslarin patent gibi hukuki bir diizenlemeyle korunmadigi durumlarda, bulus
sahibinin bu is i¢in harcadigi emek ve gerceklestirdigi harcamalarin heba oldugu ortadadir.
Patent niteliginde bir hukuki korumanin olmadig1 bir ekonomik diizende, bulus sahibi ve
rakipleri iiriinii rekabetci bir fiyatla satabilecektir. Boyle bir durum insanlarin bulus
yapmasini engelleyen faktorlerden biridir. Patent hakki, teknolojik yenilikleri arastirma ve
gelistirme faaliyetlerinde emek sarf edenlerin ¢ikarlarini koruyan bir haktir. Patentlerin en
genel islevlerinden biri var olan bilginin topluma yayilmasidir. Patentler aslinda toplumla
birey arasindaki aligverisi ifade etmektedir. Bulus sahibi, bulusu iizerinde bir takim haklara
sahiptir. Bu ylizden patente dayali koruma sisteminin gelismis olmasi, yabanci yatirimlarin
artmasini saglamaktadir. Patent sistemi, bulus sahiplerinin haklarinin tam olarak giivence
altina alinmasi ve boylece o iilkede yatirim yapacak yabanci sermayeye giiven
astlanmasini saglamaktadir (Giimiis, 2010).

Patent veya faydali model basvurusu yapildiktan sonra {irlin tanitimlart ve
endiistriyel uygulamalar yapilarak belge alinincaya kadar, gecici bir koruma
saglanmaktadir. Bagvurunun yapilmasi, patent veya faydali model belgesinin
diizenlenmesini beklemeden, s6z konusu bulusun agiklanabilmesine yardimci olmaktadir.
Patent belgesinin diizenlenmesi yaklasik 30 aylik bir siire¢ iginde gergekleseceginden,
bulus konusu iiriinlin iiretilmesi veya bulus konusu yontemin uygulanmasi basvurudan
sonra olabilmektedir (Dericioglu, 2010).

Patent arastirmasi yapilmasmin amaglar1 asagidaki gibi siralanabilir (Correa,
2000):

- Bir bulusun karsilastirilmasi amaciyla 6nceki patent bagvurusunun ve/veya
patent metinlerinin saptanmasi,

- Yeni iretilecek bir {iriiniin patentle korunan bir bulus ile c¢akisip
cakismadiginin saptanmasi,

- Rakiplerin patent bagvurular: veya aldiklari patentlerin saptanmasi,

- Patent bagvurusunu hazirlamaya baslamadan 6nce bulus ile ilgili teknik bir
alanda onceki teknigin 6grenilmesidir.
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10.01.2008 tarihli “60. hiikiimet programi eylem planimi” agiklayan Bagbakan
Tayyip Erdogan, “Maastricht kriterleri” baglikli konugsmasinda fikri haklarin 6nemini su

sekilde vurgulamistir (Resmi Gazete, 2007):

“Haksiz rekabetin onlendigi, fikri haklarin korundugu, tiiketici haklarinin
ihlal edilmedigi, soézlesmelerin uygulandigi bir ortamda, belirsizlikler
azalacak, giivenilirlik ve ongériilebilirlik saglanacak, boylece yatirim,

2

istihdam ve iiretim artacaktir.

Asagida yer alan Tablo: 1 Tirkiye’nin taraf oldugu uluslararasi patent

anlagmalarimi gostermektedir.

Tablo: 1
Tiirkiye’nin Taraf Oldugu Uluslararasi Patent Anlasmalar1

Tiirkiye’nin Taraf Oldugu Uluslararasi Anlasmalar l!;,‘al:il;lzia SS}):]Z]
Diinya Fikri Miilkiyet Teskilatt WIPO Kurulus S6zlesmesi 1967 184
Diinya Ticaret Orgiitii (WTO) Kurulus Anlagmast 1995 150
Avrupa Patent Sozlesmesi (EPC) 1973 31
Sinai Miilkiyetin Korumasina Dair PARIS S6zlesmesi 1883 171
Patent Kanunu Antlasmasi (PLT) 2000 14
Marka Kanunu Antlasmasi (TLT) 1994 38
Marka Kanununa iliskin Singapur Antlasmas: 2006
Mikroorganizmalarin Uluslararas: Saklanmasina iliskin Budapeste Antlasmasi 1977 66
Tasarimlarin Uluslararast Tesciline Iliskin LAHEY Anlagmasi (Cenevre Metni) 1999 45
Madrid Anlasmasi’na iliskin Protokol 1989 72
Patent Isbirligi Antlasmas1 (PCT) 1970 136
Tasarimlarin Siniflandiriimasina Iliskin LOCARNO Anlasmasi 1968 48
Marka Tescilinde Esyalarin ve Hizmetlerin Uluslararas: Simiflandirmasina iliskin NIS 1957 30
Anlagmasi

Patentlerin Uluslararasi Smiflandirmasina Iligkin Strasburg Anlagmasi (IPC) 1971 57
Markalarm Figiiratif Elemanlarinin Siniflandirilmasina iliskin Viyana Anlagmasi 1973 23

Kaynak: Tiirkiye Patent Enstitiisii, <http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/genel/uluslararasi_ant.pdf>,

04.09.2010.

1990-2010 yillarin1 kapsayan doneme iligkin Tiirkiye Patent Enstitiisiine
yapilan yerli ve yabanci patent bagvurulari Tablo: 2’de ve diinyada uluslararasi patent

bagvurusu yapan ilk 20 firma ise Tablo: 3’te verilmistir.
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Tablo: 2
Tiirkiye’de Yillara Gore Patent Bagvurular: (1990-2010)

Yil Yerli Yabanci Toplam
1990 138 1090 1228
1991 136 1073 1209
1992 190 1062 1252
1993 168 1071 1239
1994 148 1244 1392
1995 170 1520 1690
1996 189 713 902
1997 203 1328 1531
1998 207 2276 2483
1999 276 2744 3020
2000 277 3156 3433
2001 337 2877 3214
2002 414 1460 1874
2003 490 662 1152
2004 685 1577 2262
2005 935 2526 3461
2006 1090 4075 5165
2007 1838 4351 6189
2008 2268 4869 7137
2009 2588 4653 7241
2010 3250 5093 8343

Kaynak: TPE, > http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default.jsp> ve <http://www.universite-
toplum.org/summary.php3?id=217>, 10.19.2010.

Tablo: 3
En Cok Patent Basvurusu Yapan Ilk 20 Firma (2009 Yih)

Sira Sirket Ulke 2008 2009
1 Panasonic Japonya 1629 1891
2 Huawei Technologies Cin 1737 1847
3 Bosch Almanya 1273 1586
4 Koninkluke Philiphs Elek. Hollanda 1551 1295
5 Qualcomm Incorporated ABD 907 1280
6 T. Ericsson isveg 984 1240
7 LG Kore 992 1090
8 NEC Japonya 825 1069
9 Toyota Japonya 1364 1068
10 Sharp Japonya 917 997
11 Siemens Almanya 1089 932
12 Fijutsu Japonya 984 817
13 Basf Aktiengesellschaft Almanya 721 739
14 3M Innovative Proporties ABD 663 688
15 Nokia Finlandiya 1005 663
16 Microsoft ABD 805 644
17 Samsung Kore 639 596
18 NXP B.V Hollanda 407 593
19 Mitsubishi Japonya 503 569
20 HP ABD 496 554

Kaynak: Diinya Fikri Miilkiyet Teskilati (WIPO) Istatistikleri, 2009,

<http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0003.html>, 08.09.2010.
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Tablo: 3’ten goriildiigii lizere diinyada en ¢ok patent bagvurusu yapan ilk 20
firmanm altis1 Japonya dordii ise ABD firmalaridir. Diger bir degisle, diinyada en ¢ok
patent bagvurusu yapan ilk 20 sirketin yarisint ABD ve Japon firmalar1 olusturmaktadir.

Patent hakki korumasi c¢ergevesinde marka yaratimlarinda en Onemli
hususlardan biri; markanin tescil edilmesi ve bu markanin aynisiin ya da bir benzerinin
bulunup, bulunmadiginin tespit edilmesidir. Markalar 10 yil i¢in tescil edilmekde ve her 10
yilin bitiminden 6nce yenileme islemi yapilmaktadir. Fikri haklarin korunmasi ve etkili bir
patent sistemi, markalarin giiglenmesine yardimci olmaktadir (Tiirkiye Patent Enstitiisii
Stratejik Plani, 2007-2011).

Diinyada 2009 yilinda en degerli 25 marka Tablo: 4’te sunulmustur.

Tablo: 4
Diinyada 2010 Yilimin Degerli 25 Markasi

2010 2009 .- .. 2009 Degeri 2010 Degeri Marka Degerindeki
Siras1 _Sirasi Marka Ulke Sektor (3) (%) (%) Degisim
1 1 CocaCola ABD Icecek 68734 70452 2%
2 2 IBM ABD Bilgisayar 60211 64727 7%
3 3 Microsoft ABD Bilgisayar 56647 60895 7%
4 7  Google ABD Internet 31980 43557 36%
5 4 General Elec. ABD Genel 47777 42808 -10%
6 6 McDonald ABD Restoran 32275 33578 4%
7 9 Intel ABD Bilgisayar 30636 32015 4%
8 5 Nokia Finlandiya Elektronik 34864 29495 -15%
9 10  Disney ABD Medya 28447 28731 1%
10 11 HP ABD Bilgisayar 24096 26867 12%
11 8 Toyota Japonya Otomobil 31330 26192 -16%
12 12 Mercedes Almanya  Otomobil 23867 25179 6%
13 13 Gillette ABD Kisisel Bakim 22841 23298 2%
14 14  Cisco ABD Bilgisayar 22030 23219 5%
15 15 BMW Almanya  Otomobil 21671 22322 3%
16 16  Louis Vuitton  Fransa Liixs Esya 21120 21860 4%
17 20  Apple ABD Bilgisayar 15433 21143 37%
18 17 Marlboro ABD Titiin 19010 19961 5%
19 19 Samsung Kore Elektronik 17518 19491 11%
20 18 Honda Japonya Otomobil 17803 18506 4%
21 21 HM Isveg Giyecek 15375 16136 5%
22 24 Oracle ABD Bilgisayar 13699 14881 9%
23 23 Pepsi ABD fcecek 13706 14061 3%
24 22 American Exp. ABD Finansal Hiz. 14971 13944 -1%
25 5 Nescafe Isvigre Icecek 13317 12753 -4%

Kaynak: Interbrand, 2010, <http://www.interbrand.com/en/knowledge/best-global-brands/best-global-brands-
2008/best-global-brands-2010.aspx>, 03.02.2010.

Tablo: 4’ten de goriildiigii iizere 2009 yili itibariyle daha dnce patent bagvurusu
yapmis ve aldiklart bu patent haklari sayesinde kendi markalarini yaratmig ilk 25 markanin
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16’s1 ABD firmasi olmustur. CocaCola, IBM ve Microsoft markalar1 da 2009 ve 2010
yillarinin en degerli ilk {i¢ markalar1 olmugslardir.

Bu calismanin amaci Tirkiye gibi gelismekte olan bir ekonomide fikr-i
miilkiyet haklarinin ekonomik olgu ve olaylar lizerindeki etkisinin analiz edilmesi ve bu
dogrultuda olusturulacak ekonomik politikalara katkida bulunulmasi amaglanmistir.

2. Literatiir

Thompson ve Rushing (1996) Ar&Ge caligmalarinin patent ile koruma altina
alindiginda, patentlerin ekonomik biiylimenin bir belirleyicisi olabilecegini savunmustur.
Kat1 patent kanunlari ekonomik biiyliime iizerinde daha etkili olabilecegi gibi inovasyon
¢aligmalarinin ise ekonomik biiyiimenin motoru oldugu belirtilmistir (Thompson ve
Rushing, 1996).

Charles ve Williams (2000) tarafindan yapilan calismada patent koruma
stirelerinin onemine deginmis, firmalarin tekel karini ne kadar devam ettirmesi gerektigine
vurgu yapilmistir. Yine bu caligmada patent siirenin 17 yildan 20 yila kadar olmasi
konusunda diinya ticaret orgiitii ile ayn1 goriigii paylagilmistir (Jones ve Williams, 2000).

Atun vd., (2006) calismada patentlerin ekonomik biiylime igerisinde dnemli bir
yer teskil ettigini ortaya koymuslardir. Ozellikle Ar&Ge’nin patent iceren sektorleri
yakindan etkiledigi de belirtilmistir. Ayrica bu ¢aligmada patentlerin ticaret yaratic etkisi,
verimlilige olan katkisi ve karlilik iizerine yaptigi etki lizerinde durulmustur (Atun ve
Wild, 2006).

Chu (2007) Ar&Ge galismalarinin patent haklari ile korundugu takdirde toplam
faktor verimliligini arttirict 6zelligine dikkat ¢ekmistir. Iktisadi biiylime iizerinde ortaya
cikan bu pozitif etki ayn1 zamanda refah artis1 da saglamaktadir (Chu, 2007).

Hu ve Png (2009) 1981-2000 yillarin1 kapsayan doneme iligkin patent
haklarmin seksenli yillarla doksanl: yillar arasinda ekonomik bilyliimeyi, doksanli yillar ile
iki binli yillar aras1 doneme gore biiyiimeden daha az etkiledigini ortaya koymuslardir. Bu
durum patent kanunlarin katilig1 ile agiklanmistir. Ayrica bu ¢aligmada patent haklarinin
ticaret yaratici etkisi ve insan kaynaklarini gelistirici etkisi lizerinde durulmustur (Hu ve
Png, 2009).

WIPO (2010) tarafindan yapilan ¢alismada patent korumasi firmaya Ar&Ge
maliyetlerini ve yatirimlarini telafi etme imkani verdigini savunmaktadir (WIPO, 2010).
Yine Jones vd., (1998) tarafindan yapilan ¢alismaya gore patent korumasi firmalara belirli
bir siire monopol giicii vermektedir. Bu sayede firmalarin kisa donemde karlar1 daha
yiiksege tagtyarak Ar&Ge maliyetlerini telafi edebilmektedir (Jones ve Williams, 1998).
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3. Uygulama

3.1. Veri Seti

Tiirkiye’de Patent harcamalart ile ekonomik biiyliime arasindaki iligki zaman
serisi ekonometrisi teknikleriyle (“Johansen es-biitiinlesme test”® yaklasim gibi)
incelenmigtir. 1990:1-2010:4 donemini kapsayan veriler kullanilarak Eg-biitiinlesme ve
Granger nedensellik ile analiz edilmistir. Bu amagla, degiskenlerin dogal logaritmalari
almmis ve uygun gecikme sayis1 da AkaikeBilgi Kriterine (AIC®) gore belirlenmistir.
Makro ekonomik degiskenlerin kullanildig1 ¢caligmalarda serilerin dogal logaritmasini alma
islemi yapilmasmin sebepleri diizeyde iistel bir biliylime gosteren serinin logaritmasi
alindiginda biiylimenin lineer hale doniismesidir. Logaritmanmn alinmasi ile varyans
stabilize (varyansin gosterimi daha kararli hale getirilmesi veya sabitlenmesi) olmakta ve
aykir1 gozlemlerin etkileri azaltilmaktadir®. Ayrica karakteristik koklerin sifira esit olup
olmadigi, dolayisiyla koentegrasyon iliskisinin varliginin irdelenmesi i¢in Johansen testi
yapilmaktadir.

Daha sonra duraganlik ve es-biitiinlesme arastirilmis ve Johansen es-biitiinlesme
testlerinde kullanilmak iizere iki onemli istatistik olan “iz” istatistigi ve “maksimum 6z
deger” istatistiginden faydalamlmistir. iz istatistiginde test edilecek hipoteze ait en fazla “r
adet es-biitiinlesik vektor” olup olmadigi arastirilmustir. Oz-deger istatistiginde ise “r+1
adet es-biitiinlesik vektor vardir” alternatif hipotezi test edilmistir.

Caligmada kullanilan patent harcamalar1 ve ekonomik biiytime verileri 1990:1—
2010:4 dénemini kapsamaktadir. Bu veriler TUIK kaynaklarindan temin edilmistir.

Caligmada kullanilan patent (Ipat) degiskeni logaritmik hale doniistiirilmiis ve
biiyiime oram (EB) da reel hale getirilmistir. EB, GSYIH (Gayri Safi Yurtici Hasila)
serisinin bir dnceki yila gore degisimini ifade etmektedir. Bu serilerin 1990:1-2010:4
yillarini igerir seyri Sekil: 2°de gosterilmistir.

Soren, Johansen, “Statistical Analysis of Cointegrated Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control,
12, 1988, pp. 231-254.

Soren Johansen and Katarina Juselius, “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration:
With Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 1990, pp.169-
210.
Soren Johansen, “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrated Vectors in Gaussian Vector
Autoregressive Models”, Econometrica, S. 58-59, 1991, pp. 165-88 - 1551-1580.

AIC: Akaike Bilgi Kriteri.

Franses P.H. and McAleer M., Cointegration Analaysis of Seasonal Time Series, Journal of Economic
Surveys, 12(5), 1998, p. 654.
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Sekil: 2
Patent ve Iktisadi Biiyiime Degiskenleri (1990:1-2010:4)

Genisletilmis Dickey-Fuller (1979) (Augmented Dickey-Fuller (ADF)) ve
Phillips-Perron  (1988) (PP) testleri birim kok ve duraganlik smamalart igin
kullanilmaktadir. ADF ve PP testleri sayesinde serilerin bos hipotezi (duragan olmadigr)
test edilmektedir. Bos hipotezin reddi durumunda bu serilerin duragan oldugu sonucuna
varilmaktadir. Diger bir ifade ile seriler duragan bir yapiya sahip degilse ve sahte
regresyon problemi ortaya ¢ikiyorsa, o zaman bu yolla elde edilen sonuglar ve ele alman
biiytikliikler arasinda gergek bir iliskiden bahsedilmez (Granger ve Newbold, 1974).

Serileri ortaya ¢ikaran skolastik siireclerin duragan olamayabileceginden
Ozellikle makro ekonomik serilerin duraganlik testlerinden gecirilmektedir. Seriler bu
soklarin  karakteristigine gore trend veya mevsimsel dalgalanma  6zelligi
gosterebilmektedir. Oyle ki trend ve mevsimsellik gosteren seriler duragan degildir.
Dolayisiyla serilerin  skolastik kismi elimine edilmez ise yaniltict regresyon ile
karsilagilabilir. Gergek iligkinin test edilebilmesi icin serilerin trend etrafinda duragan
karaktere sahip olmasi arzulanir. Bu nedenle birim kok testleri serilerin duraganlik
testlerinden gegirilmesi adina 6nem tagimaktadir.

Eger seriler ayn1 dereceden duragan ¢ikarsa bu seriler es-biitiinlesme testlerine
tabii tutulur. Es-biitiinlesme testi i¢in “Johansen maksimum likelihood” ve “iz degerleri”
arastirilmaktadir (Johansen, 1988). Johansen testi Vector Autoregressive (VAR) temelli bir
test olmakla birlikte es-biitiinlesme iliskisinin arastirilmasinda kullanilmaktadir. Bu deger
es-biitiinlesme vektor sayisini belirlemede yardimci olmaktadir. iz testi de es-biitiinlesik
olmus vektdr sayisini yani (r) 0,1,.. esit veya kiiciik oldugu sifir hipotezini test etmekte
kullanilmaktadir. iz degerinin kritik degerden yiiksek ¢ikmasi, iz testiyle es-biitiinlesme
vektor sayisinin her bir durum igin bos hipotezlerin reddedilmesi anlamina gelmektedir.
Ornegin r=0 sifir hipotezinin reddedilmesi 1 es-biitiinlesme vektdriiniin bulundugunu; r<1
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stfir hipotezinin reddedilmesi 2 es-biitiinlesme vektoriiniin bulundugunu gostermektedir.
=0 sifir hipotezinin reddedilmemesi, degiskenler arasinda es-biitiinlesme vektoriiniin
bulunmadig1 anlamini tagimaktadir.

3.2. Hata Diizeltme Modeli

Degiskenler arasi uzun donemli bir iliskiden bahsedilmesi, es-biitiinlesme
iliskisinin varlig1 anlamina gelir. Bu durum ayni zamanda en az tek yonlii bir nedensellik
iligkisinin de habercisidir. Yani hata diizeltme modeli (ECM) es-biitiinlesik olmus seriler
arasinda kisa ve uzun donemli iliskilerin varligini test etmede kullanilir. Hata diizeltme
terimi es-biitlinlesme iligkisinden uzun donemde elde edilir. Her iki denklemde igsel
degiskendeki degisim sadece gecikme uzunlugundan degil, ayni zamanda ge¢mis
donemlerinden de etkilendiginden nedensellik durumu ve yonii test edilebilir.

Hata diizeltme modeli (1) ve (2) numarali denklem yardimiyla su sekilde
gosterilebilir:

P p

AEBy =og+ E Pri AEBy ;i + E @i Alpat,_ 407 1+E; (1)
.I]::j 1':1l
P J2,

Alpat, = a2+ E Poi ABBy ; + E @2 Alpat, | +oo4_ ey (2)
i=] i=1

(1) ve (2) numarali denklemlerde yer alan EB ve /pat sirasiyla ekonomik
bliyiime ve patent verilerini gdstermektedir. (1) ve (2) numarali denklemlerde patent
bagvurulari i¢in /pat tahmin edilecektir. Eger bir es-biitliinlesme iligkisine rastlanmazsa (1)
ve (2) numarali denklemler hata diizeltme terimi olmadan tahminleri yapilir. Yani bir VAR
modeli kurulur. Hata diizeltme terimi icermeyen bu denklemlere Granger nedensellik
testleri yapilirken Wald testi kullanilmaktadir. Bu test sayesinde ulasilan y* istatistik
degerleri hesaplanabilir.

3.3. Uygulama Sonuclari

Caligmada kullanilan degiskenler arasinda uzun donemli bir iliskinin varligini
test etmek icin yapilan testler sonucu serilerin ancak birinci farklari alindiktan sonra
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duragan oldugu gorilmiistiir. Es-biitiinlesme sayesinde seriler bagimsiz olarak duragan
olmasalar da dogrusal bilesenleri duragan olabilmektedir.

Tablo: 5 g¢alismada kullanilan degigkenler igin ADF ve PP test sonuglarini

gostermektedir:
Tablo: 5
Duraganlik Test Sonuclar:
Desiskenler Sabit Terimli Sabit Terim + Trend
Els ADF PP ADF PP
. - — Tipat |-3.62598(1) |-3.609038(1) |-3.65810(1) |-3.60738(1)
Degiskenlerin Diizey Degerleri - s™—130013 0™ T3 801354(1) | -3.68400(4) | -3.67921(1)
%1 3831511 3.857386
McKinnon® Kritik Degerleri %5 -3.029970 -3.040391
%10 2.655194 2.660551
. R Alpat | -5.54138(2) * [-10.17058(2) * |-5.36113(2) * | -9.73668(2) *
Degiskenlerin Birinci Farklar AEB |-856193(2) * |-8.915249(2) * |-836374(2) * |-8.75007(2) *
%1 4532598 4.667883
McKinnon Kritik Degerleri %5 -3.673616 -3.733200
%10 -3.277364 -3.310349

Ipat: Patent Harcamalar, leb.Iktisadi Biiyiime

ADF: Genigletilmis Dickey Fuller (Augmented Dickey-Fuller), PP: Phillips-Perron

*** ye * ADF ve PP testlerinde serilerin birim kék tasidigi bos hipotezinin sirasiyla 1% ve 10% seviyelerinde
reddedildigini ifade etmektedir.

Not: Ipat, leb, Patent ve Iktisadi Biiyiime degiskenlerinin seviye degerlerini gostermektedir. A degiskenlerin
birinci farklarini ifade etmektedir. Optimal gecikme uzunlugu ADF testi igin Akaike bilgi kriteri (AIC) kriterine
gore belirlenmis ve parantez iginde gosterilmistir. Diger taraftan PP testinde band araligi Newey—West
metoduyla tespit edilmistir.

Tablo: 5’den de goriildiigii izere ADF igin test istatistigi diizeyde Ipat ve leb
i¢in sirastyla (-3.62598) ve (-3.80813) iken PP igin test istatistigi diizeyde Ipat ve leb igin
sirastyla (-3.609038) ve (-3.801354) degerleri %1, %5 ve %10 anlamlilik diizeylerinde
Mac Kinnon kritik degerlerinden mutlak olarak kiigiik oldugundan Ho hipotezi
reddedilemez ve serinin duragan olmadigina isarettir. Birinci farklart alinan serilerin ADF
ve PP degerleri i¢cin %1, %5 ve %10 anlamlilik diizeylerinde Mac Kinnon kritik
degerlerinden mutlak olarak biiyiik oldugu i¢in Ho hipotezi reddedilir ve serilerin birim
kok sorunu bulunmadigi ve serilerin duragan oldugu kabul edilir.

Caligmada kullanilan patent ve ekonomik bilylime degiskenlerinin ayni derecede
entegre /(1) olmasi sebebiyle es-biitiinlesme testlerine gecilmistir. Degiskenler arasindaki

James G. Mackinnon, “Critical Values for Cointegration Tests”, in Engle, R.F. and Granger, C.W.J (eds),
Long-run Economic Relationship, Oxford, 1991.
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es-biitiinlesme iliskisinin tespiti i¢in Johansen-Juselius (JJ) yonteminden faydalanilmistir.
Es-biitiinlesme test sonuglar1 Tablo: 6’da gosterilmistir.

Tablo: 6
Es-biitiinlesme Test Sonuclari

Degiskenler
Ipat, EB
oo Iz %S5 Kritik . Maksimum Ozdeger | %5 Kritik -
HO Ozdeger Istatistigi Deger p-deg. | HO Istatistigi Deger | P -deg.
=0 0.79803 |37.02743*** | 154947 |0.0011 | r=0 28.79365%** 14.2646 | 0.0001
r<lI 0.367093 | 8.233784*** | 3.84147 |0.0041 | r<I 8.233784*** 3.84147 ]0.0041

*** bog hipotezin %1 anlamhilik diizeyinde reddedildigini gostermektedir

r koentegrasyon vektériiniin sayisini géstermektedir.

Optimal gecikme uzunlugu AIC ve Schwarts Bayesian Criteria’ya (SBC) gore belirlenmis ve parantez iginde
belirtilmistir.

Tablo: 6’dan da gorildiigii lizere Ipat ve leb serileri i¢in uzun doénemli bir
iliskinin varligmin tespit edilmis ve Ho hipotezi reddedilmistir. iz ve Maksimum 6zdeger
istatistik degerlerinin %5 Kritik degerinden biiyiik oldugu durumlar sirasiyla su sekildedir.
(Ipat»leb)’dir.

Es-biitinlesme testlerinden sonra nedensellik testi yardimiyla degiskenler
arasindaki uzun dénemli iligkisinin yonii (6nemi) tespit edilmektedir. Ayrica (1) ve (2)
nolu denklemler igerisinde yer alan diger bir nedensellik (kisa dénem iligkisi) olan hata
diizeltme teriminin (ECT, Error Correction Term) tahmini de yapilmaktadir. Hata diizeltme
teriminin katsayisi uzun donem dengesinden ne kadar sapma oldugunu gostermektedir.
Ornegin, 0 = sifirsa, patent harcamalar1 dnceki donemde uzun dénem dengesinden bir
sapmaya izin vermemektedir. Bu ancak basit bir t-testi kullanilarak elde edilir. Kisa ve
uzun doénem ayrimlar i¢in de ayrica F-testi uygulanarak bu degiskenler sinanmaktadir.
Sonuglar Tablo: 7°de sunulmustur.

Tablo: 7
Hata Diizeltme Modeli ve Granger Nedensellik Testi

1990:1-2010:4
Gecikme Sayisi: 2

Sifir Hipotezi: F Istatistigi Katsay1
) 2) 2 JP PAT 1.82716
2Ny A — EB 9.82521 * -1.476896

Uygun gecikme uzunlugu AIC ve SBC kriterine gore belirlenir.
** ye ¥¥* %5 ve %1 anlamlihik diizeyini gostermektedir.
Tabloda yer alan degerler X’ istatistik degerleridir.

p=optimal gecikme sayisi.

wt-1 (t)= Hata diizeltme terimi katsayisinin t istatistigi degeridir.
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Tablo: 7°den de goriildiigii lizere hata diizeltme modeli ve Granger nedensellik
test sonuglar1 ekonomik biiylime ile patent bagvurular: arasinda da tek yonlii (9.82521) bir
iliski mevcuttur ve bu iligkinin yonii patent bagvurularindan ekonomik biiyliimeye
dogrudur. Ayrica hata diizeltme terimi katsayisinin (-1.476896) istatistiki olarak anlamli
olmasi ise uzun donem etkinin mevcut oldugunu gostermektedir. Test sonuglarina gore
degiskenler aras1 Granger nedensellik iliskileri gorsel olarak Sekil 4’de gosterilmistir.

Sekil: 4
Patent ve Iktisadi Biiyiime Degiskenlerinin Nedensellik Yonleri

Ekonomik Biliyiime

Patent
Sekil: 5
Patent ve Iktisadi Biiyiime Degiskenlerine Iliskin Tepki Grafikleri (Impulse
Response)
. Responssof EEw EE - ] Responss of EE 1o PAT
= ", =
] e Tl T T —— ] —_ _
- " - - = - _ T e
T e e _ e
I\.l - ﬂ-_\__\___'____,__.__,—
= T T I = 5 T 3 = T I I 2 -
ResponssofFAT o EE Responseof PAT to PAT
=
= — =
T, i
=4 '\'.\. _____d-—-"""‘——\.__ =
e - T SO _
= = = - P S ——_
- - l"\.\u_,_.—'—'—'_'_'_'_ o o -
-z '.\.‘- e =] - -
- =
= 4 = E | = T = = E 4 = E! ] T -] =

Not: “Impulse responses” 21 yillik bir zaman donemine yayilmakta ve uzun donem es-biitiinlesme analizlerini
gostermektedir. Ayrica degiskenler arasinda pozitif bir korelasyonun varligint agiklamada kullanilmaktadir.

Sekil 5’den de goriilecegi lizere, 6rnegin ekonomik biiylimedeki bir standart

hatalik sok karsisinda patent harcamalariin gosterdigi tepki 2. doneme kadar negatif, 3.
donemde pozitif olmug ve kisa bir dalgalanmanin ardindan 5. donemden itibaren uzun
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donem denge degerine donmiistiir. Diger bir ifade ile ekonomik biiylimede meydana gelen
bir standart sapmalik bir sok patent harcamalar1 iizerinde azaltici bir etkiye neden
olmaktadir.

4. Sonuc¢

Calismada Tiirkiye’de patent harcamalar1 ve ekonomik bilylime arasindaki iliski
zaman serisi ekonometrisi teknikleriyle incelenmistir. 1990:1-2010:4 doénemini kapsayan
veriler Es-biitiinlesme ve Granger nedensellik ile analiz edilmistir. Elde edilen bulgular
sonucunda, patentten (9.82521) ekonomik biiylimeye tek yonlii Granger nedensellik
iliskisinin oldugu belirlenmistir. Bu sonuglar, literatiirde Narayan ve Smyth (2006)’in
calismasinda elde edilen bulgulari destekler niteliktedir. Ayrica, hata diizeltme
katsayilarinin negatif ve anlamli ¢ikmasi da cari donemdeki dengesizligin uzun dénem
dengesine ayarlanma hizinin oldukea yiiksek oldugunun bir isarettir. Ote yandan, kisa
donemde patent harcamalarindaki bir artisin ekonomik biiyiime {izerinde pozitif bir etki
yarattig1 tespit edilmistir.

Siirdiiriilebilir bir ekonomik biiylime i¢in patent harcamalarinin planli bir
sekilde yiiriitiilmesi gerekliligi bu ¢aligma ile ortaya konmustur. Bylece, patent korumasi
ve teknolojinin etkin kullanimi ile yiiksek teknoloji iiretebilen yeni firmalar ortaya
¢ikabilecektir. Bu sayede firmalar bilgiyi, teknolojik iiriinlere doniistiirmek suretiyle
sektorler arasi teknoloji transferini kolaylastirabileceginden patent faaliyetleri ve bu
faaliyetlerin geri doniis oraninin artmasi teknolojinin ihracat orani lizerinde olumlu bir etki
olusturacaktir. Bu durum {ilkenin diga bagimliliginin azaltilmasina yardimer olurken
bdlgesel ve yerel ekonomi yeniden yapilanarak iktisadi faaliyetlerin ¢esitlenmesine neden
olacak ve buna bagl olarak iktisadi verimlilik de artirabilecektir. Ayrica, patent korumasi
calismalarinin ekonomik degere doniislip yenilik¢i firmalarin faaliyet gostermesi, yeni
girisimcilerin yetismesine ve istihdam olanaklarinin artmasina yol agabilecetir. Yeni
istihdam alanlariin ortaya ¢ikmasi ise beyin gogiiniin dnlenmesine katki saglayabilecektir.
Bu durum ekonominin sahip oldugu kaynaklarin daha verimli kullanilmasina dolayisiyla
refah diizeyinin yiikseltilmesine vesile olurken iilkenin de rekabet diizeyini yukar
seviyelere ¢ekilebilecektir.
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